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—_— Nazwa i adres
P AREOTIACH CB ELECTRONICS inz. BOGUSLAW CIESLAK
>0<L LABORATORIUM POMIAROWE CB ELECTRONICS
RONCOWANIE ul. Przybyszewskiego 43
01-849 Warszawa

AP 054
Kategoria laboratorium Dziedziny akredytacji’
dziatajgce w statej Przyspieszenie, predkos¢ i odlegtos¢ (1.01)
Fs)i(?zdaZir?iiae_ ((S)) oraz Wielkosci geometryczne (6.01)

Czas i czestotliwosé (10.01)

Kierownictwo laboratorium
Symeona Pek - kierownik laboratorium

Krzysztof Nikiel - zastepca kierownika laboratorium

. Wersja strony: A
) Numeracja dziedzin i poddziedzin zgodna z klasyfikacja podanga w zataczniku do dokumentu DAP-04 dostgpnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl
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Nazwa wielkosci fizycznej . Zdolnosé Kat. .
i rodzaj przyrzadu pomiarowego Zakres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. Uwagi
1. Przyspieszenie, predkos¢ i odlegtosé¢
1.01 parametry ruchu (bazy drogowe,
tachografy)
o Przyrzady do pomiaru parametréw S
ruchu:
Predkos¢ liniowa (0,100 + 250,000) km/h 0,005 km/h
Predkos¢ obrotowa (500,00 + 4000,00) obr/min 0,05 obr/min
Predkos¢ impulsowa (0,10 + 4000,00) imp/s 0,006 %
Diugosé¢ drogi (1,00 =10 000,00) m 0,05 m
Liczba obrotow (0,100 + 10 000,000) obr 0,005 obr
Liczba impulséw przypadajacych na (400 + 65 000) imp/km 1 imp/km
kilometr
« Bazy drogowe (odcinek drogi) P
Odlegtos¢ (1+50) m 0,02 %
powyzej 50 m do 1500 m 0,04 %
6. Wielkosci geometryczne
6.01 dlugosé
Wysoko'sc_lorplerz_e do' pomiaru (0 1000) mm 0,9 mm S
wysokosci kot pojazdow
10. Czas i czestotliwosé
10.01 | czas (przedziat czasu)
o Przyrzady do pomiaru parametrow S
ruchu:
Czas (0,001 + 9 999,999) s 0,6 ms + 51071
Wzgledne odchylenie czasu (-120,00 + +120,00) s/d 0,01 s/d

Wersja strony: A

Zdolnos¢ pomiarowa CMC stanowi niepewnos$¢ rozszerzong dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2, co
odpowiada poziomowi ufnosci ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu
wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach CMC wyrazona jest w tych samych jednostkach
CO zakres pomiarowy.
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Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 054

Status zmian: wersja pierwotna - A

Dziat Akredytacji Laboratoriow Wzorcujacych

Zatwierdzam status zmian
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